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摘要(译)

用于测量物体（8）的至少一个部分的形状的方法，特别是半透明物体，
例如牙齿的至少一个部分，使用光源（1）用于产生优选具有宽带光谱的
光。用于产生多焦点照明图案的装置（3），用于将照明图案的焦点成像
到物体上的具有大色差的透镜（6），以及用于确定焦点成像的焦点的波
长光谱的检测装置（12）通过透镜在物体上，其中每个焦点的光谱峰值
位置由相应的波长光谱确定，从该位置计算物体在成像光束方向上的范
围（Z坐标），其中多焦点照射图案通过设置在光源（1）之间的光波导
（5）形成光波导（5）和具有大色差的透镜（6），其中透镜（6）将光
波导的物体侧端部成像到物体上，并将物体发出的光线照射到光波导的
物侧端，并且其中由光波导引导和释放的光被引导到检测装置（12）。
为了能够以结构简单的措施进行高度精确的测量，其中意图是在样品上
实现测量点的最佳可能分布和在检测装置中实现最佳的光谱分布，为对
象提供了条件 - 通过光波导（5）形成的侧照射图案，使得测量点的物侧
分布独立于照射侧和检测侧微透镜或针孔分配。
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